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(Resumen—En este trabajo se muestra un algoritmo de deteccién de eventos epilépticos de ausencia en sefiales electroencefalogréﬁcas.\
Para el desarrollo de este algoritmo se clasificaron sefiales electroencefalograficas consideradas normales junto con sefiales epilépticas de
ausencia. Se utilizaron técnicas de extraccién de caracteristicas para poder diferenciar las sefiales ya mencionadas y de esta forma
determinar el inicio de un evento epiléptico de ausencia. En la caracterizacién se utilizaron técnicas estadisticas como lo son la varianza y
la curtosis. Este anilisis se realiza en el dominio del tiempo. De igual forma se realizé un analisis en el dominio de la frecuencia como lo es
el espectro y la banda de potencia de las sefiales. La entropia espectral que es un método hibrido el cual se caracteriza en tiempo y
frecuencia. Al tener diferenciadores claros de sefiales normales y sefiales epilépticas de ausencia, se llevé a cabo una clasificacién de ellas
para poder determinar un parametro del inicio del evento. Todo este proceso se llevé a cabo para el desarrollo del algoritmo y contar con
la unificacion de diferentes criterios y asi robustecer la deteccion de eventos epilépticos de ausencia y evitar falsos positivos.
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Introduccién
La electroencefalografia (EEG) se usa comtinmente
para analizar las sefiales cerebrales y poder
determinar si la persona en estudio padece algin
trastorno o enfermedad, tal como la Epilepsia [17.
La Epilepsia puede entenderse como un trastorno
cerebral que trae consigo una serie de ataques o
crisis debidos a una falla en las funciones normales
de un conglomerado de neuronas, las cuales emiten
muchas sefales al mismo tiempo y mas rapido de lo

\normal [2, 87.
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Figura 1. Esquema del procesamiento de
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Figura 3. Deteccién de un evento epiléptico
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Conclusiones
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La tasa de verdaderos positivos es del 91.89%,
teniendo as{ una cuantificacién del rendimiento
de nuestro algoritmo. La tasa de falsos positivos
nos deja un margen de 0% al no tener falsos
positivos, asegurando que el algoritmo cuando
detecta un evento podemos estar seguro que es
un evento epiléptico y teniendo en cuenta que se
tienen analizados 3 horas, 1 minutos y 13
segundos. Para trabajo futuro se contara con
una interfaz grafica de monitorizaciéon de
sefiales electroencefalograficas que active una
alarma para que la persona a cargo de los
pacientes pueda atenderlo cuando se detecte el
inicio de un evento epiléptico.
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Figura 2. Sefial EEG de un paciente con
epilepsia de ausencia
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